Informujemy, ze Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testow
eksploatacyjnych urzadzen radiologicznych i urzadzen pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759)
znowelizowato warunki wykonywania testow specjalistycznych 1 eksploatacyjnych urzadzen
radiologicznych i wyposazenia pomocniczego.

Pelny tekst ROZPORZADZENIA - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022
r. w sprawie testow eksploatacvinych urzadzen radiologicznych i urzadzen pomocniczych

sejm.gov.pl

Ponizszy tekst jest czescig ROZPORZADZENIA MZ i dotyczy STOMATOLOGI I

Dz.U.2022.2759 z dnia 2022.12.27
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
Wejscie w zycie: 28 grudnia 2022 r.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA!

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie testow eksploatacyjnych urzadzen radiologicznych i urzadzen pomocniczych 2

Na podstawie art. 33l ust. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla zakres oraz czestotliwo$¢ wykonywania testow eksploatacyjnych,
a takze dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametréw dla urzadzen radiologicznych
oraz urzadzen pomocniczych.

§ 2.

1. Zakres oraz czgstotliwo$¢ wykonywania testow eksploatacyjnych urzadzen radiologicznych,
a takze dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrow dla takich urzadzen okresla
zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Zakres oraz czgstotliwo$¢ wykonywania testow eksploatacyjnych urzadzen pomocniczych, a takze
dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametréw dla takich urzadzen okresla zatacznik nr
2 do rozporzadzenia.

§ 3.

1. Kontrole urzadzen radiologicznych oraz urzadzen pomocniczych innych niz okre$lone
odpowiednio w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia lub zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia
przeprowadza si¢ w zakresie oraz z czestotliwoscia wynikajaca z aktualnego poziomu wiedzy
i praktyki, w tym ze zwalidowanych metod badawczych.

2. W przypadku gdy zakresu i czestotliwosci kontroli urzadzen radiologicznych i urzadzen
pomocniczych, o ktorych mowa w ust. 1, nie mozna ustali¢ na podstawie aktualnego poziomu wiedzy
i praktyki, w tym zwalidowanych metod badawczych, kontrole takg przeprowadza si¢ w zakresie
1 z czestotliwoscig wynikajacg z instrukcji producenta urzadzenia radiologicznego lub urzadzenia
pomocniczego.

§ 4. Niezaleznie od czgstotliwosci wykonywania testow eksploatacyjnych, po kazdej naprawie
urzadzenia radiologicznego lub urzadzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, ktory moze
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mie¢ wpltyw na jakos$¢ diagnostyczng uzyskiwanego obrazu lub na dawke, jaka otrzymuje pacjent,
nalezy ponownie wykona¢ testy eksploatacyjne, co najmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacja
wykonanej naprawy.

§ 5. W okresie 18 miesiecy od dnia wejsScia w zycie niniejszego rozporzadzenia testy eksploatacyjne,
testy specjalistyczne i testy podstawowe moga by¢ wykonywane przez podmioty, o ktéorych mowa
w art. 33l ust. 819 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

§ 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nast¢pujacym po dniu ogloszenia.

ZALACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1
ZAKRES ORAZ CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA TESTOW
EKSPLOATACYJNYCH URZADZEN RADIOLOGICZNYCH, A TAKZE
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETROW DLA
TAKICH URZADZEN

I.1. TESTY PODSTAWOWE

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGICZNEJ TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ WIAZKI STOZKOWEJ
Uwaga: Jezeli chociaz jeden z ponizszych testow nie moze by¢ wykonany ze wzgledow
technicznych, nalezy wykonac testy zgodne z zaleceniami producenta

Zakres o
Lp. Nazwa testu - - Czestotliwosé
opis testu Kryterium

Na obrazie
jed d
1. |Artefakty :‘Zn?(;)r:lou nego - co miesiac

zobrazowanego

przy uzyciu
Klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji,
ocenianym przy
wszystkich oknach
stosowanych
klinicznie, nie sg
widoczne zadne
artefakty

2.1. Odchylenie +25% rdznicy
sredniej wartosci HU jmigdzy
zmierzonej w wartosciami HU
obszarze obrazu wyznaczonymi

2. [Wartos¢ HU cO miesiac




jednorodnego
fantomu lub
wykonanego z
materiatu
ekwiwalentnego
tkance migkkiej,
uzyskanego przy
uzyciu klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji, od
wartosci odniesienia
miesci si¢ w zakresie

dla wody i
powietrza

2.2. Odchylenie
sredniej wartosci HU
zmierzonej w
obszarze obrazu
materialdéw o roznej
gestosci, uzyskanego
przy uzyciu
klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji, od
wartosci odniesienia
miesci si¢ w zakresie

+25% rdznicy
miedzy
wartosciami HU
Wyznaczonymi
dla wody i
powietrza

Jednorodnos$é obrazu

Odchylenie srednich
wartosci HU
zmierzonych w
obszarze centralnym i
brzegowym obrazu
jednorodnego
fantomu dla ROl o
srednicy okoto 10%
srednicy fantomu,
uzyskanego przy
uzyciu klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji, od
wartosci odniesienia
miesci si¢ w zakresie

+10%

CO miesigc

Poziom szumu

Réznica
standardowego
odchylenia wartos$ci
HU zmierzonego w

centralnym obszarze

+10% wartosci
odniesienia

cO miesigc




obrazu jednorodnego
fantomu dla ROl o
srednicy okoto 40%
srednicy fantomu,
uzyskanego przy
uzyciu klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji, od
wartosci odniesienia
miesci si¢ w zakresie

Rozdzielczo$¢
wysokokontrastowa

Odchylenie migedzy
rozdzielczo$cia
oceniong wizualnie
lub wyrazong
poprzez pomiar
MTF50 wyznaczone
przy uzyciu
klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji a
warto$cig odniesienia
miesci si¢ w zakresie

+1 pl/mm lub
+20% warto$ci
odniesienia

6 miesiecy po
kazdych testach
specjalistycznych

Geometryczna
poprawnos$¢ obrazu

Odchylenie migedzy
zmierzong
odlegloscig a
warto$cig nominalng
na obrazie fantomu
zawierajacego
struktury o znanych
rozmiarach,
uzyskanym przy
uzyciu klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozycji, miesci si¢
w zakresie

+0,5 mm

6 miesigcy po
kazdych testach
specjalistycznych

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGII (aparaty do zdje¢
wewnatrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii)

Lp.

Nazwa testu

Zakres

opis testu

kryterium

Czestotliwosé

Rozdzielczos¢ wysoko-
i niskokontrastowa

Na obrazie obiektu
testowego
zawierajagcego wzory
do oceny
rozdzielczosci

co 6 miesiecy




uzyskanego przy
uzyciu klinicznie
stosowanych
parametrow
ekspozyciji,
rozdzielczo$¢
Wysoko-

I niskokontrastowa
wizualnie jest nie
gorsza niz wartos¢
odniesienia
Uwaga: Test nalezy wykona¢ przez ocen¢ wizualng
Na obrazie fantomu

co miesigc

schodkowego
uzyskanego przy
uzyciu klinicznie
stosowanych
parametrow
Powtarzalno$é ekspozyg I '
2. L przesunigcie
zaczernienia obrazu e
zaczernienia
odpowiednich
schodkéw obrazu
fantomu wzgledem
obrazu odniesienia
moze si¢ r16znic
maksymalnie o jeden
schodek

1.2. TESTY SPECJALISTYCZNE

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGICZNEJ TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ WIAZKI STOZKOWEJ

Czestotliwos¢: Testy specjalistyczne wykonywane sg co najmniej raz na 12 miesigcy

Uwaga: Dla urzadzen stosowanych do stomatologicznej tomografii komputerowej wiazki
stozkowej obowigzujg wybrane testy specjalistyczne dla urzadzen stosowanych do
radiografii ogolnej cyfrowej opisane w punktach: wysokie napiecie, wydajnos$¢ lampy
rentgenowskiej (z wylaczeniem testu pierwszego)

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGII (aparaty do zdjeé
wewnatrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii) Czestotliwo$¢: Testy
specjalistyczne aparatow do zdjg¢ wewnatrzustnych wykonywane sg co najmniej raz na 24
miesigce. Testy specjalistyczne aparatow pantomograficznych i cefalometrii wykonywane sa

co najmniej raz na 12 miesiecy
Zakres
opis testu kryterium

Lp. Nazwa testu




Czas ekspozycji

1.1. Dokladnos$¢ ustawienia czasu
ekspozycji

Dla nominalnych warto$ci czasu
ekspozycji z zakresu stosowanego
Klinicznie odchylenie zmierzonej
wartosci czasu ekspozycji od wartosci
nominalnej miesci si¢ w zakresie

+20%

1.2. Powtarzalnos$¢ wartosci czasu
ekspozycji

Dla pigciu kolejnych pomiarow
wartosci czasu ekspozycji wykonanych
w jednakowych warunkach klinicznych
odchylenie zmierzonych warto$ci czasu
ekspozycji od wartosci §redniej miesci
si¢ w zakresie

+10%

'Wysokie napig¢cie

2.1. Dokladno$¢ ustawienia wysokiego
napiecia

Dla klinicznie stosowanego zakresu
wysokiego napigcia odchylenie
zmierzonej warto$ci wysokiego napiecial
od warto$ci nominalnej miesci si¢ w
zakresie

+10%

2.2. Powtarzalno$¢ wartoSci
wysokiego napiecia

Dla pieciu kolejnych pomiaréw
warto$ci wysokiego napiecia, wybranej
z zakresu stosowanego klinicznie,
odchylenie zmierzonych warto$ci
wysokiego napigcia od wartosci Sredniej
miesci si¢ w zakresie

+5%

2.3. Warto$¢ wysokiego napiecia przy
zmianie natezenia pradu

Dla klinicznie stosowanej wartosci
wysokiego napigcia i rdznych wartosci
nat¢zenia pradu z zakresu stosowanego
klinicznie odchylenie zmierzonych
wartosci wysokiego napigcia od
warto$ci sredniej miesci si¢ w zakresie

+10%

Wydajnos¢ lampy
rentgenowskiej

3.1. Wartos$¢ wydajnosci lampy rentge

nowskiej

3.1.1. Dla aparatow do zdje¢
wewnatrzustnych:

wydajnos¢ lampy rentgenowskiej
w odlegtosci ognisko-detektor
promieniowania rentgenowskiego

30 uGy/mAs

rowne] 1 m oraz dla wybranej warto$ci




wysokiego napiecia z zakresu 60 kV -
70 kV wynosi minimalnie

3.1.2. Dla aparatow
pantomograficznych i
cefalometrycznych:

dla ekspozycji wykonanych przy
catkowitej filtracji lampy 2,5 mm Al i
zmierzonej warto$ci wysokiego napiecial
najblizszej wartosci 80 kV wydajnosé¢
lampy rentgenowskiej w odlegtosci
ognisko-detektor promieniowania
rentgenowskiego rownej 1 m wynosi
minimalnie

25 uGy mAs

3.2. Powtarzalno$¢ wydajnosci lampy
Dla pieciu kolejnych ekspozycji
wykonanych przy nominalnej warto$ci
wysokiego napigcia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie oraz wybranej
filtracji stosowanej w warunkach
klinicznych odchylenie wyznaczonych
wydajnosci lampy od warto$ci $redniej
miesci si¢ w zakresie

+20%

3.3. Wartos$¢ wydajnoSci lampy przy
zmianie nate¢zenia pradu

Dla ekspozycji wykonanych przy
nominalnej wartosci wysokiego
napiecia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie i ro6znych
warto$ci natgzenia pradu oraz statym
obcigzeniu pradowo-Czasowym
odchylenie wyznaczonych wydajnosci
lampy od warto$ci $redniej miesci si¢ w
zakresie

+20%

3.4. Wartos$¢ wydajnosci lampy przy
zmianie obciazenia pradowo-
czasowego

Dla pigciu kolejnych ekspozycji
wykonanych przy nominalnej wartosci
wysokiego napi¢cia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie 1 r6znych
warto$ciach obcigzenia pradowo-
czasowego W zakresie stosowanym
klinicznie odchylenie wyznaczonych
Wydajnosci lampy od warto$ci $redniej
miesci si¢ w zakresie

+20%

'Warstwa polchlonna
(HVL)

Dla aparatow o filtracji catkowitej nie

mniejszej niz 2,5 mm Al: grubosé

tabela 1




warstwy potchlonnej dla nominalne;
wartosci wysokiego napiecia wybranej z
zakresu stosowanego klinicznie wynosi
minimalnie

Dla aparatow o filtracji catkowitej
mniejszej niz 2,5 mm Al oraz dla
aparatow stomatologicznych
wewnatrzustnych: grubo$¢ warstwy
potchtonnej dla nominalnej wartosci
wysokiego napig¢cia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie wynosi

minimalnie

1,5 mm Al

ZALACZNIK Nr 2
ZAKRES ORAZ CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA TESTOW
EKSPLOATACYJNYCH URZADZEN POMOCNICZYCH, A TAKZE DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETROW DLA TAKICH

URZADZEN

.1 TESTY PODSTAWOWE

URZADZENIA POMOCNICZE STOSOWANE W STOMATOLOGII

Proces
wywolywania
(tylko dla aparatow
do zdjec
pantomograficznych
oraz cefalometrii)

1.1. Gestos¢ minimalna
Gesto$¢ minimalna wynosi
maksymalnie

0,30

1.2. Wskaznik Swiatloczulo$ci
Odchylenie pomigdzy
wyznaczonym wskaznikiem
Swiattoczutosci a wartos$cia
odniesienia miesci si¢ w
zakresie

+0,15

1.3. Wskaznik kontrastowosci
Odchylenie pomigdzy
wyznaczonym wskaznikiem
kontrastowosci a warto$cig
odniesienia miesci si¢ W
zakresie

+0,20

w kazdym dniu pracy
wywotywarki

1.4. Temperatura
wywolywacza Odchylenie
pomiedzy zmierzong
temperaturag wywolywacza a
wartoscig odniesienia miesci si¢
w zakresie

+1,0°C

OSwietlenie ciemni
|(tylko dla aparatow

Uwaga: Test nalezy wykona¢ z wtaczonym o§wietleniem roboczym, jezeli

znajduje si¢ na wyposazeniu ciemni. Test nalezy wykona¢ przy




do zdjec zastosowaniu blony rentgenowskiej naecksponowanej tak, aby gestos¢
pantomograficznychloptyczna na uzyskanym obrazie zawierata si¢ w przedziale 0,9-1,4

oraz cefalometrii) |(wliczajac tlo). Za pomieszczenie uwaza si¢ rowniez przestrzen, gdzie
pracuje si¢ na nieostonigtej blonie w wywotywarkach w pomieszczeniach
ze §wiatlem dziennym.

Dodatkowe tto w ciggu 4 minut

i : 0,1 6 miesi
wynosi maksymalnie CO 6 miesigCy

Uwaga: Test nalezy przeprowadzi¢ przez ocen¢ wizualng wszystkich
Warunki oceny  [negatoskopow

zdjec 3.1. Powierzchnia negatoskopu
rentgenowskich  |nie jest zabrudzona ani -
3.|(tylko dla aparatéw |porysowana w kazdym dniu
do zdjece 3.2. Negatoskop $wieci korzystania z
pantomograficznychistabilnym, réwnomiernym oraz negatoskopu
oraz cefalometrii)  [jednakowym na calej i
powierzchni swiattem

1.2 TESTY SPECJALISTYCZNE

URZADZENIA POMOCNICZE STOSOWANE W STOMATOLOGII
Czestotliwosé: Testy specjalistyczne wykonywane sg co najmniej raz na 12 miesiecy

1.1. Luminancja negatoskopu
Przy najwigkszym ustawieniu jasnosci
negatoskopu luminancja zmierzona na

. . S 1700 cd/m?
Warunki oceny zdjeé srodku powierzchni kazdego
rentgenowskich (tylko dla [negatoskopu uzywanego do oceny zdje¢
1. |aparatow do zdjec rentgenowskich wynosi minimalnie
pantomograficznych oraz  [1.2. Jednorodno$¢ luminancji
cefalometrii) negatoskopow

Niejednorodnos¢ kazdego negatoskopu F30%
uzywanego do oceny zdjec
rentgenowskich wyrazona jako

odchylenie luminancji zmierzonych w
kilku r6znych punktach na calej
powierzchni negatoskopu od warto$ci
wyznaczonej w punkcie 1.1 miesci si¢ w
zakresie

1.3. Natezenie o$wietlenia
zewnetrznego

[Natezenie o§wietlenia zewnetrznego
kazdego negatoskopu uzywanego do
oceny zdje¢ rentgenowskich, mierzone

50 lux

przy wylaczonym negatoskopie, na jego
powierzchni oraz w takich samych
warunkach oswietlenia, w jakich lekarz




wynosi maksymalnie

radiolog ocenia zdj¢cia rentgenowskie,

ZALACZNIK Nr 3

ZAKRES ORAZ CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA TESTOW
EKSPLOATACYJNYCH, TESTOW SPECJALISTYCZNYCH I TESTOW

PODSTAWOWYCH

.1. TESTY PODSTAWOWE

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGICZNEJ TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ WIAZKI STOZKOWEJ

Uwaga: Jezeli chociaz jeden z ponizszych testow nie moze by¢ wykonany ze wzgledow
technicznych, nalezy wykonac¢ testy zgodne z zaleceniami producenta

Lp. Nazwa testu

Zakres

opis testu

Kryterium

Czestotliwosé

1. |Artefakty

Na obrazie jednorodnego fantomu
zobrazowanego przy uzyciu
klinicznie stosowanych parametrow
ekspozycji, ocenianym przy
wszystkich oknach stosowanych
klinicznie, nie sg3 widoczne zadne
artefakty

co miesigc

2. |Wartos¢é HU

2.1. Odchylenie $redniej warto$ci
HU zmierzonej w obszarze obrazu
jednorodnego fantomu lub
wykonanego z materiatu
ekwiwalentnego tkance migkkiej,
uzyskanego przy uzyciu klinicznie
stosowanych parametrow
ekspozycji, od wartosci odniesienia
wynosi maksymalnie

+10%

co miesigc

2.2. Odchylenie $redniej warto$ci
HU zmierzonej w obszarze obrazu
materiatow o rdznej gestoscei,
uzyskanego przy uzyciu klinicznie
stosowanych parametrow
ekspozycji, od wartosci odniesienia
wynosi maksymalnie

+10%

3. |[Jednorodno$¢ obrazu

Roéznica srednich wartosci HU
zmierzonych w obszarze
centralnym i brzegowym obrazu
jednorodnego fantomu dla ROl o
srednicy okoto 10% s$rednicy

fantomu, uzyskanego przy uzyciu

+10%

cO miesigc




klinicznie stosowanych parametrow
ekspozycji, od wartosci odniesienia
wynosi maksymalnie

R&znica standardowego odchylenia
wartosci HU zmierzonego w
centralnym obszarze obrazu
jednorodnego fantomu dlaROlo  [£10%
4. |Poziom szumu srednicy okoto 40% $rednicy wartosci co miesigc
fantomu, uzyskanego przy uzyciu |odniesienia
klinicznie stosowanych parametrow
ekspozycji, od warto$ci odniesienia
wynosi maksymalnie

Réznica migdzy rozdzielczoscia
oceniong wizualnie lub wyrazong

n
poprzez pomiar MTF50 1 pl/cm lub

6 miesigcy po

Rozdzielczo$é e . FE20% )
5. wyznaczona przy uzyciu klinicznie L . kazdych testach
wysokokontrastowa , wartosci T
stosowanych parametrow ... |specjalistycznych
odniesienia

ekspozycji a warto$cig odniesienia
wynosi maksymalnie

RézZnica migdzy zmierzong
odlegloscig a warto$cig nominalng
na obrazie fantomu zawierajacego
Geometryczna struktury o znanych rozmiarach,
poprawnos¢ obrazu  |uzyskanym przy uzyciu klinicznie

6 miesiecy po
+0,5 mm kazdych testach

specjalistycznych
stosowanych parametrow pecjalistyczny

ekspozycji, wynosi maksymalnie

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGII (aparaty do zdje¢ wewnatrzustnych,
pantomograficznych oraz cefalometrii)

Zakres o,
Lp. Nazwa testu - - Czestotliwose
opis testu kryterium

Na obrazie obiektu testowego
zawierajacego wzory do oceny
rozdzielczo$ci uzyskanego przy
Rozdzielczo$¢ wysokoi [uzyciu klinicznie stosowanych .
1. | . , .. - co 6 miesiecy
niskokontrastowa parametrow ekspozycji,
rozdzielczo$¢ wysoko- i
niskokontrastowa wizualnie jest nie

gorsza niz warto$¢ odniesienia

Uwaga: Test nalezy wykona¢ przez ocen¢ wizualng

Na obrazie fantomu schodkowego

., kan I zyciu kliniczni
Powtarzalnos¢ HZYSKanego przy uzyc}l cznie
2. stosowanych parametrow

zaczernienia obrazu . . - cO miesiac
ekspozycji, przesuniecie
zaczernienia odpowiednich

schodkow obrazu fantomu




wzgledem obrazu odniesienia moze
si¢ rozni¢ maksymalnie o jeden
schodek

3.1. Gestos¢ minimalna
Gesto$¢ minimalna wynosi 0,30
maksymalnie

3.2. Wskaznik swiatloczulosci

Réznica pomiedzy wyznaczonym
wskaznikiem §wiattoczutosci a +0,15
wartoscig odniesienia wynosi
maksymalnie

3.3. Wskaznik kontrastowosci

Proces wywolywania
w kazdym dniu

pracy

wywotywarki

(tylko dla aparatow do
. |zdjec
pantomograficznych
oraz cefalometrii)

Réznica pomiedzy wyznaczonym
wskaznikiem kontrastowosci a +0,20
wartoscig odniesienia wynosi

maksymalnie

3.4. Temperatura wywolywacza
Roznica pomigdzy zmierzong

temperaturag wywotywacza a +1,0°C
warto$cig odniesienia wynosi

maksymalnie

Uwaga: Test nalezy wykona¢ z wlaczonym o$wietleniem roboczym,

Pomieszczenie ciemni jezeli znajduje si¢ na wyposazeniu ciemni. Test nalezy wykona¢ przy
(tylko dI ow d zastosowaniu btony rentgenowskiej nacksponowanej tak, aby gestos¢
ylko dla aparatéw do

died optyczna na uzyskanym obrazie zawierala si¢ w przedziale 0,9-1,4
. |zdjeé
pantomograficznych

oraz cefalometrii)

(wliczajac tto). Za pomieszczenie ciemni uwaza si¢ rowniez
przestrzen, gdzie pracuje si¢ na nieostonigtej blonie w
wywotywarkach recznych i potautomatycznych umiejscowionych w
pomieszczeniach ze §wiatlem dziennym

Dodatkowe tto w ciagu 4 minut

i ; 0,1 6 miesi
wynosi maksymalnie CO O miesiecy

Uwaga: Test nalezy przeprowadzi¢ przez oceng wizualng wszystkich
negatoskopow

Warunki oceny zdjec¢
rentgenowskich (tylko
dla aparatow do zdjec)

5.1. Powierzchnia negatoskopu nie
jest zabrudzona ani porysowana

w kazdym dniu

5.2. Negatoskop $wieci stabilnym,
rownomiernym oraz jednakowym
na catej powierzchni §wiattem

korzystania z
negatoskopu

1.2. TESTY SPECJALISTYCZNE

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGICZNEJ TOMOGRAFII

KOMPUTEROWEJ WIAZKI STOZKOWEJ

Czestotliwos¢: Testy specjalistyczne wykonywane sg co najmniej raz na 12 miesiecy




Uwaga: Dla urzadzen stosowanych do stomatologicznej tomografii komputerowej wigzki
stozkowej obowigzuja wybrane testy specjalistyczne dla urzadzen stosowanych do radiografii
ogolnej cyfrowej opisane w punktach: wysokie napigcie, wydajno$¢ lampy rentgenowskiej (z
wylgczeniem testu pierwszego)

URZADZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGII (aparaty do zdje¢ wewnatrzustnych,
pantomograficznych oraz cefalometrii) Czestotliwos¢: Testy specjalistyczne aparatow do zdjec
wewnatrzustnych wykonywane sg co najmniej raz na 24 miesigce.

Testy specjalistyczne aparatow pantomograficznych i cefalometrii wykonywane sa co najmnie;j
raz na 12 miesigcy.

Zakres
Lp. Nazwa testu

opis testu Kryterium

1.1. Dokladnos$¢ ustawienia czasu ekspozycji
Dla nominalnych wartos$ci czasu ekspozycji z

zakresu stosowanego klinicznie odchylenie +20%
zmierzonej wartosci czasu ekspozycji od wartosci

nominalnej wynosi maksymalnie
1. |Czas ekspozycji 1 y

1.2. Powtarzalnos$¢ wartosci czasu ekspozycji
Dla pigciu kolejnych pomiaréw warto$ci czasu
ekspozycji wykonanych w jednakowych warunkach [£10%
klinicznych odchylenie zmierzonych warto$ci czasu
ekspozycji od wartosci §redniej wynosi maksymalnie

2.1. Dokladnos$¢ ustawienia wysokiego napiecia
Dla klinicznie stosowanego zakresu wysokiego
napigcia, odchylenie zmierzonej warto$ci wysokiego E10%
napigcia od warto$ci nominalnej wynosi
maksymalnie

2.2. Powtarzalno$¢ wartosci wysokiego napi¢cia
Dla pieciu kolejnych pomiaréw wartosci wysokiego
napigcia, wybranej z zakresu stosowanego klinicznie,[=5%
2. |Wysokie napiecie  |odchylenie zmierzonych warto$ci wysokiego
napi¢cia od wartosci Sredniej wynosi maksymalnie

2.3. Warto$¢ wysokiego napi¢cia przy zmianie
natezenia pradu

Dla klinicznie stosowanej warto$ci wysokiego
napi¢cia 1 roznych wartosci natezenia pradu z +10%
zakresu stosowanego klinicznie odchylenie
zmierzonych warto$ci wysokiego napigcia od
wartos$ci Sredniej wynosi maksymalnie

3.1. Wartos$¢ wydajnos$ci lampy rentgenowskiej

3.1.1. Dla aparatow do zdje¢ wewnatrzustnych:
Wydajnos¢ lampy rentgenowskiej w odleglosci
ognisko-detektor promieniowania rentgenowskiego
rowne] 1 m oraz dla wybranej wartos$ci wysokiego
napiecia z zakresu 60 kV -

70 kV wynosi minimalnie

Wydajnosé lampy

rentgenowskiej 30 uGy/mAs




3.1.2. Dla aparatow pantomograficznych i
cefalometrycznych:

Dla ekspozycji wykonanych przy catkowitej filtracji
lampy 2,5 mm Al i zmierzonej warto$ci wysokiego
napigcia najblizszej wartosci 80 kV wydajnos¢
lampy rentgenowskiej w odlegtosci ognisko-detektor
promieniowania rentgenowskiego rownej 1 m
wynosi minimalnie

25 uGy mAs

3.2. Powtarzalno$¢ wydajnosci lampy

Dla pieciu kolejnych ekspozycji wykonanych przy
nominalnej wartosci wysokiego napi¢cia wybranej z
zakresu stosowanego klinicznie oraz wybranej
filtracji stosowanej w warunkach klinicznych
odchylenie wyznaczonych wydajno$ci lampy od
wartos$ci sredniej wynosi maksymalnie

+20%

3.3. Wartos$¢ wydajnos$ci lampy przy zmianie
nate¢zenia pradu

Dla ekspozycji wykonanych przy nominalnej
warto$ci wysokiego napiecia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie i réznych warto$ci natgzenia
pradu oraz statym obcigzeniu pragdowo-czasowym
odchylenie wyznaczonych wydajnosci lampy od
warto$ci §redniej wynosi maksymalnie

+20%

3.4. Wartos$¢ wydajnos$ci lampy przy zmianie
obciazenia pradowo-czasowego

Dla pieciu kolejnych ekspozycji wykonanych przy
nominalnej wartosci wysokiego napigcia wybranej z
zakresu stosowanego klinicznie 1 r6znych
warto$ciach obcigzenia pragdowo-czasowego w
zakresie stosowanym Klinicznie odchylenie
wyznaczonych wydajnosci lampy od wartosci
sredniej wynosi maksymalnie

+20%

Dla aparatow o filtracji catkowitej nie mniejszej niz
2,5 mm Al: grubo$¢ warstwy potchtonnej dla
nominalnej warto$ci wysokiego napigcia wybranej z

Tabela 1

\Warstwa zakresu stosowanego klinicznie wynosi minimalnie
polchlonna (HVL) [Dla aparatow o filtracji catkowitej mniejszej niz 2,5
mm Al: grubo$¢ warstwy potchtonnej dla nominalne;j 15 mm Al
warto$ci wysokiego napigcia wybranej z zakresu '
stosowanego klinicznie wynosi minimalnie
) 5.1. Luminancja negatoskopu
Warunki oceny . . L
., Przy najwigkszym ustawieniu jasno$ci negatoskopu
zdjec . . . , . : 2
. luminancja zmierzona na $rodku powierzchni 1700 cd/m
rentgenowskich . . .
, kazdego negatoskopu uzywanego do oceny zdjec
(tylko dla aparatow . L .
do zdied rentgenowskich wynosi minimalnie
o zdjeé
¥ 5.2. Jednorodnos$¢ luminancji negatoskopow +30%




pantomografi cznych |Niejednorodnosé kazdego negatoskopu uzywanego
oraz cefalometrii)  |do oceny zdje¢ rentgenowskich wyrazona jako
odchylenie luminancji zmierzonych w kilku r6znych
punktach na catej powierzchni negatoskopu od
warto$ci wyznaczonej w punkcie 5.1 wynosi
maksymalnie

5.3. Natezenie oSwietlenia zewnetrznego

Natezenie oswietlenia zewngtrznego kazdego
negatoskopu uzywanego do oceny zdjec

rentgenowskich wynosi maksymalnie 50 lux

Uwaga: Pomiar nalezy wykona¢ przy wyltaczonym
negatoskopie, na jego powierzchni oraz w takich
samych warunkach, w jakich lekarz radiolog ocenia

zdjecia rentgenowskie

! Minister Zdrowia kieruje dziatem administracji rzadowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2 Niniejsze rozporzadzenie w zakresie swojej regulacji wdraza dyrektywe Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 .
ustanawiajaca podstawowe normy bezpieczenstwa w celu ochrony przed zagrozeniami wynikajacymi z narazenia na dzialanie
promieniowania jonizujacego oraz uchylajaca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i
2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019,
str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

3 Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884),
ktore w zakresie regulacji niniejszego rozporzadzenia utracito moc z dniem 24 wrze$nia 2022 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 13 czerwca 2019 r. 0 zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020
r. poz. 284).



